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Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie do po-
miaru grubosci plyt z drewna lub innych podobnych
materialéw.

Znane jest urzgdzenie do cigglego pomiaru gru-
bosci plyt zawierajgce uklad pomiarowy, skladajgcy
sie z dwéch rolek zamocowanych sztywno do kon-
strukcji w postaci ramy. Rolki polaczone sg z elek-
trycznym  ukladem  mostkowym  zaopatrzonym
w wychylowy wskaznik warto$ci chwilowych mie-
rzonej grubosci. Urzadzenie zaopatrzone jest row-
niez w sygnalizator §wietlny, sluzgcy do wskazywa-
nia chwilowych przekroczen jednej nastawionej
wartos$ci grubosci.

Wada tego urzadzenia jest wykonywanie pomiaru
tylko w jednym pasmie pomiarowym, co nie daje
pelnego obrazu grubosci plyty. Ze wzgledu na szty-
wne zamocowanie ukladéw pomiarowych, spaczenie
i awichrowanie plyt powoduje zakl6cenia w pomia-
rze grubosci. Ponadto sygnalizator $wietlny za po-
mocg Ktérego wykazywane sg odchytki grubosci od
nastawionej warto§ci nominalnej wykazuje tylko
chwilowe wartosci odchytek, co wymaga zatrud-
nienia wysokokwalifikowanego pracownika do sor-
towania. Dalszg wadg urzgdzenia jest sygnalizowa-
nie grubo$ci réwniez wtedy, gdy na powierzchni
plyty znajdujg sie zanieczyszczenia, na przyklad
ziarna pozostajgce po materiale szlifujgcym.

Celem wynalazku jest usuniecie tych niedogodno-
$ci, przez skonstruowanie urzgdzenia, ktére umozli-
witoby dokonywanie pomiaru w sposéb ciagly bez
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zatrzymywania plyty w ciggu produkcyjnym z jed-
noczesnym eliminowaniem wplywu na wyniki po-
miaru spaczenia, zwichrowania oraz zanieczyszczen
powierzchni plyty.

Cel wynalazku zostal osiggniety przez skonstru-
owanie automatycznego urzgdzenia elektronicznego,
ktoérego uklady pomiarowe zawierajg kilka par kon-
céwek stykowych, na przyklad w postaci rolek.
Dolne koncowki stykowe przymocowane sg szty-
wno do konstrukeji umieszczonej na sprezynach za-
mocowanych na nieruchomej podstawie, a gérne
koncéwki stykowe przymocowane sg ruchomo do
konstrukeji, przy czym kazda para koncéwek sty-
kowych stanowi odrebny uklad pomiarowy.

Zmiany poltozenia goérnych kor’lc(?wek stykowych
wzgledem dolnych odpowiadajace_imianom grubosci
plyty, sg przeksztalcane przez przetworniki na od-
powiednie warto$ci sygnaléw elektrycznych, ktére
wzmocnione w fazoczulych wzmacniaczach i roz-
dzielone w zalezno$ci od dodatnich lub ujemnych
odchylek grubosci, sterujg wspoélnym dla kilku pasm
pomiarowych ukladem bramkujgcym, nastawianym
na zgdang warto$§é napiecia bramkujgcego, odpo- .
wiadajacego odchylce grubosei piyty. Uklad ‘bram-
kujacy stuzy do analizy odchylek grubosci dodat-
nich i ujemnych. ) .
Przekroczenie odchylki grubosci w jednym z ukla-
déw pomiarowych zostaje utrwalone w ukladzie
bistabilnym, a uklad bramki elektronicznej zostaje
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w sposOb automatyczny przestawiony na dzialanie,
w przypadku wyzszych odchylek grubosci.

Gdy w dalszym ciggu wzrasta grubo$é plyty ponad
nastawiong warto$¢ nominalng, sygnal elektryczny
spowoduje przelgczenie drugiego ukladu bistabilne-
go. W przypadku, gdy mierzona plyta nie bedzie
wykazywala wiekszych odchylek grubosci niz nasta-
wiona druga warto$é, lub gdy odchylki grubosci wy-
stagpig na bardzo malej powierzchni uklad bista-
bilny pozostanie w stanie pierwotnym.

W celu wyeliminowania wplywu zanieczyszczen
na wyniki pomiaru grubos$ci, np. ziaren pozostajg-
cych na powierzchni plyty po materiale szlifujgcym,
zastosowano w urzadzeniu uklad do automatyczne-
go calkowania wartosci punktowego pomiaru gru-
bosci ptyt, umozliwiajacy nastawienie dowolnie du-
zego obszaru pola powierzchni calkowanej.

Odchytki grubosci w czasie pomiaru sg wskazy-
wane za pomocg przyrzgdu wychylowego oraz sy-
gnalizowane za pomocg sygnalizatora $wietlnego
i akustycznego. Po przejsciu plyty przez urzadzenie
nastepuje automatyczne oznakowanie jej grubosci
lub segregowanie wedlug klas grubosci.

Pomiaru grubosci plyt dokonuje sie za pomoca
tego urzgdzenia automatycznie, jednoczesnie w kil-
ku pasmach przebiegajgcych wzdluz lub w poprzek
powierzchni plyty, rownolegle do kierunku plyty
z jednoczesnym znakowaniem odchylek oraz sorto-
waniem plyt wedlug przyjetych kryteriéw grubosci.

Pomiar grubo$ci oparty jest na zasadzie zmiany
odleglosci kilku par koncéwek stykowych, pomiedzy
ktéorymi przesuwa sie mierzona plyta. Kazda para
konicowek stykowych stanowi odrebny ruchomy
uklad pomiarowy zajmujgcy rézne pozycje w zalez-
no$ci od tego, czy w danym pasie pomiarowym
mierzona plyta unosi sie w goére, czy opada w dél.
Wyniki pomiaru w postaci ekstremalnych wartosci
odchylek grubosci od nastawionej warto$ci nominal-
nej sy wykorzystywane do znakowania lub segrego-
wania plyt wedlug klas grubosci. Odchylki grubosci
od nastawionej wartosci nominalnej sg automatycz-
nie calkowane przez uklady calkujgce, nastawiane
dla dowolnej wartosci powierzchni calkowanej.

Urzgdzenie wedlug wynalazku umozliwia prze-
prowadzenie pomiaru w sposéb ciggly i z duzg do-
‘kladnos$cig. Zastosowane uklady elektroniczne umoz-
liwiajg rozréznianie odchylek grubosci zaréwno do-
datnich jak i ujemnych w stosunku do grubosci no-
minalnej. Ponadto uklad do automatycznego catko-
wania wartosci punktowego pomiaru grubosci eli-
minuje wplyw na wyniki pomiaru zmian grubosci
wystepujacych na matej powierzchni plyty, spowo-
dowanych np. zanieczyszczeniem przez ziarna po-
zostajace po szlifowaniu.

Sposéb zamocowania ukladéw pomiarowych zape-
wnia jednakowy nacisk gérnej i dolnej koncowki
stykowej na badang plyte oraz eliminuje ujemne
wplywy spaczenia, zwichrowania i drgan plyty na
dokltadnosé¢é wynikéw pomiaru.

Urzadzenie wedlug wynalazku jest uwidocznione
w przykladzie wykonania na rysunku, na ktérym
fig. 1 przedstawia urzgdzenie w widoku z przodu,
a fig. 2 — schemat blokowy ukladu elektrycznego
urzgdzenia.
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Do dwéch uwidocznionych na fig. 1 sztywnych
konstrukeji 1 i 2 przymocowane sg trwale dolne
rolki 3 ukladéw pomiarowych 4, 5, 6, V. Gérne rolki
8 ukladéw pomiarowych 4, 5, 6, 7 zamocowane s3
ruchomo wzgledem sztywnych  kenstrukcji 1 i 2,
ktére za pomocg sprezyn 9 ﬁriym‘ocowane sg do
podstawy urzgdzenia 10, zapewniajgc niezalezne ru-
chy pionowe ukladéw pomiarowych kazdego pasma
pomiarowego w czasie przesuwania sie mierzonej
plyty 11.

Uklad elektryczny urzadzenia — fig. 2, zawiera
cztery przetworniki indukcyjne 12, 13, 14, 15, prze-
twarzajgce zmiany poloZenia goérnych rolek 8 odpo-
wiadajgce zmianom grubosci plyty 11, na odpowied-
nig wielkos¢é sygnalu elektrycznego, ktéry po wzmo-
cnieniu w fazoczulych wzmacniaczach 16, 17, 18, 19,
i rozdzieleniu w zalezno$ci od dodatnich lub ujem-
nych wartosci odchylek grubos$ci dostaje sie do ukla-
dow bramkujgcych 20 i 21 o sterowanym progu czu-
Iodci. Uklad bramkujgcy 20 przeznaczony jest do
automatycznej analizy dodatnich warto$ci odchytek
grubosci, natomiast uklad bramkujgcy 21 przezna-
czony jest do automatycznej analizy ujemnych war-
tosSci odchylek grubo$ci w stosunku do nastawianej
warto$ci nominalnej grubosci ptyty. 11.

Kazdy z tor6w pomiarowych odpowiadajgcy czte-
rem ukladom pomiarowym 4, 5, 6, 7, wyposazony
jest w przyrzad wychylowy 22, 23, 24, 25, ktory
w kazdym pasmie pomiarowym wskazuje chwilowg
warto$¢ odchylek grubosci od warto$ci nominalnej.
W przypadku pojawiania sie dodatniej odchylki gru-
bosci, w ukladzie bramkujgcym 20 zostaje poréw-
nana chwilowa warto§¢é odchylki z wartoscig
nastawiong, po przekroczeniu Kktdrej, sygnal elek-
tryczny wychodzacy z wukladu bramkujgcego 20
wzmacniany jest we wzmacniaczu 26, a nastepnie
poddawany jest calkowaniu w ukladzie calkujgcym
27. Uklad calkujgcy 27 nastawia sie dla dowolnej
wielko$ci powierzchni calkowanej. Uklad ten prze-
znaczony jest do automatycznego calkowania war-
tosci chwilowej odchylki grubo$ci, ktéra nie stanowi
o- zmianie grubos$ci mierzonej plyty, a jest jedynie
wynikiem zmian struktury powierzchni. W przypad-
ku, gdy po calkowaniu w ukladzie calkujacym 27
dodatnia odchylka grubosci plyty 11 posiada odpo-
wiednig warto$é, uklad bistabilny 28 przechodzi
z jednego stanu réwnowagi w drugi, co przewyzsza
jednoczes$nie prég czulo$ci ukladu bramkujgcego 20.
Przekroczenie pierwszego odchylenia grubosci od
nastawianej warto$ci nominalnej sygnalizuje aku-
styczne urzadzenie sygnalizacyjne 29 za pomocg
krétkiego sygnalu akustycznego oraz $wietlne urza-
dzenie sygnalizacyjne 30 za pomocg cigglego sygnalu
Swietlnego.

Gdy w dalszym ciggu wzrasta grubosé¢ plyty po-
nad nastawiong warto$é, sygnat elektryczny prze-
chodzacy przez fazoczule wzmacniacze 16, 17, 18, 19,
uklad bramkujgcy 20 wzmacniacz 26, uklad calku-
jacy 27, powoduje przelaczenie drugiego ukiladu bi-
stabilnego 31. Zmiana grubosci plyty zostanie po-
nownie zasygnalizowana za pomocg akustycznego
urzadzenia sygnalizacyjnego 29 i Swietlnego urza-
dzenia sygnalizacyjnego 32. Jednocze$nie w ukla-
dzie bramkujgcym 20 zostanie podwyzszony proég
czuloSci. Przy dalszym wzroscie grubosci plyty 11,
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w jednym z ukladéw pomiarowych 4, 5, 6, 7, ponad
nastawiong warto$¢ nominalng, uklad bistabilny 33
spowoduje zasygnalizowanie zmiany grubosci za po-
mocay akustycznego urzadzenia sygnalizacyjnego 29
i Swietlnego urzadzenia sygnalizacyjnego 34.

W przypadku, gdy plyta nie bedzie wykazywatla
wigkszych odchylek, niz nastawiona, na przyklad
druga, warto$é progowa, lub gdy odchylki grubosci
wystapig na bardzo krétkim odcinku, uklad bista-
bilny 33 pozostanie w stanie pierwotnym.

Drugi tor pomiarowy przeznaczony jest do auto-
matycznej analizy ujemnych odchylek grubosci piyt
w stosunku do nastawionej wartoSci nominalnej
i sklada sie z ukladu bramkujgcego 21, ukladu
wzmacniajgcego 35, ukladu catkujgcego 36, ukladow
bistabilnych 37, 38, 39 oraz sygnalizacyjnych urzg-
dzen 40, 41 i 42. Zasada dziatania toru pomiarowego
przeznaczonego do automatycznej analizy ujemnych
odchylek grubosci plyt jest taka sama jak toru prze-
znaczonego do analizy dodatnich odchylek grubosci.
Po przejsciu calej plyty przez urzadzenie, mikrowy-
lacznik 44, powoduje zamkniecie obwodéw prado-
wych automatycznego znacznika 43, znakujacego
plyty za pomocg stempla nieuwidocznionego na ry-
sunku.

Nastepnie za pomocg znanych elektro-magnetycz-
‘nych lub pneumatycznych silownikéw, plyty kieruje
sie na odpowiedni transporter w zaleznosci od po-
mierzonej grubos$ci. Po dokonaniu pomiaru i ozna-
kowaniu grubo$ci w powyzej opisany sposob, urzg-
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6
dzenie powraca do stanu pierwotnego i przygoto-
wane jest do pomiaru nastepnej ptyty.

Zastrzezenie patentowe

Urzadzenie do pomiaru grubosci plyt z drewna
i innych podobnych materialéw, znamienne tym, ze
ma uklady pomiarowe (4, 5, 6, %), skladajgce sie
z dolnych koncéwek stykowych (3) przymocowanych
sztywno'do konstrukeji (1i2), ktéra jest umieszczona
na sprezynach (9) zamocowanych na nieruchomej
podstawie (10) oraz gérnych koncéwek stykowych
(8) przymocowanych ruchomo do konstrukeji (1 i 2),
przy czym zmiany polozenia gérnych koncéwek sty- =
kowych (8), odpowiadajgce grubos$ci plyty sg prze-
ksztalcane przez przetworniki (12, 13, 14, 15) na od-
powiednie wartoSci sygnaléw elektrycznych, ktore
poprzez fazoczule wzmacniacze (16, 17, 18, 19) sg
przekazywane na uklady bramkujgce o sterowanym
progu czulo$ci, przy czym uklady bramkujgce (20)
stuzag do automatycznej analizy dodatnich odchylek
grubosci, a uklady bramkujgce (21), sluzg do auto-
matycznej analizy ujemnych odchylek grubosci,
ktére sg nastepnie przekazywane przez uklady cal-
kujgce (27 i 36) na uklady bistabilne (28, 31, 33, 37,
38, 39), sprzezone z urzgdzeniem sygnalizacyjnym

(29) i automatycznym znacznikiem (43), wlgczonym
po przejsciu plyty poprzez mikrowylgcznik (44), przy
czym uklady bistabilne (28, 31, 33, 37,
sprzezenie
(20 i 21).

38, 39) majg

zwrotne z ukladami bramkujgcymi
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